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Abstract (en)
An electrostatic deflector having a generally cylindrical basic shape for energy selection of charged particles is optimised, with respect to its focusing
properties, to a repulsive potential for a focusing effect at right angles to the dispersion plane by a combination of a bulge, which deviates from the
ideal cylindrical basic shape, of the cylindrical main deflection plates and deflection plates (1, 2) at the end. The generally cylindrical main deflection
plates (3, 4) can alternatively be divided into at least three sections (5-7, 8-10) at right angles to the cylinder axis and can have a different potential
applied to them. The mean radial distance between the (bulged or divided) main deflection plates (3-4) is preferably equal to at least half the
distance between the end deflection plates (1, 2) and is dimensioned such that, when a suitable potential is applied to the latter, an approximately
spherical curvature of the equipotential surfaces around the centre beam is achieved, and hence stigmatic focusing. The input and/or output shutter
(11, 12) is expediently curved, and the same applies to the input and/or output gap of the deflector. The deflection angle theta of the deflector is
selected, as normal, in the range from 100 to 150 DEG . <IMAGE>

Abstract (de)
Ein elektrostatischer Deflektor mit allgemein zylindrischer Grundform für die Energieselektion geladener Teilchen wird hinsichtlich seiner
Fokussierungseigenschaften durch Kombination einer von der ideal-zylindrischen Grundform abweichenden Ausbauchung der zylindrischen
Hauptablenkplatten mit stirnseitigen Ablenkplatten (1,2) auf einem repulsiven Potential für eine fokussierende Wirkung senkrecht zur
Dispersionsebene optimiert. Die allgemein zylindrischen Hauptablenkplatten (3,4) können alternativ in zumindest 3 Abschnitte (5-7,8-10) senkrecht
zur Zylinderachse zerteilt und mit unterschiedlichem Potential beaufschlagt sein. Der mittlere Radial-Abstand zwischen den (ausgebauchten
oder unterteilten) Hauptablenkplatten (3,4) ist vorzugsweise zumindest gleich dem halben Abstand zwischen den stirnseitigen Ablenkplatten
(1,2) und so bemessen, daß bei Beaufschlagung der letzteren mit einem geeigneten Potential eine näherungsweise sphärische Krümmung der
Äquipotentialflächen um den Mittelstrahl und damit eine stigmatische Fokussierung erreicht wird. Die Eingangs- und/oder Ausgangsblende (11,12)
ist zweckmäßigerweise gekrümmt und das gleiche gilt für den Eingangs- und/oder Ausgangsspalt des Deflektors. Der Ablenkwinkel ϑ des Deflektors
wird wie üblich im Bereich von 100 bis 150° gewählt. <IMAGE>
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